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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 18452:2016 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
ISO 18452:2016 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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 EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 18452   
  April 2016 

ICS 81.060.30 Ersatz für EN 1071-1:2003
Deutsche Fassung  Hochleistungskeramik - Bestimmung der Dicke keramischer Schichten mit einem Kontaktprofilometer (ISO 18452:2005)Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of thickness of ceramic films by contact-probe profilometer (ISO 18452:2005)  Céramiques techniques - Détermination de l'épaisseur des films céramiques avec un profilomètre à contact (ISO 18452:2005) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 25. März 2016 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2016 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 18452:2016 D
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Europäisches Vorwort 

Der Text von ISO 18452:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206 „Fine ceramics“ der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 18452:2016 durch das 
Technische Komitee CEN/TC 184 „Hochleistungskeramik“ übernommen, dessen Sekretariat vom DIN 
gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 1071-1:2003. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 18452:2005 wurde vom CEN als EN ISO 18452:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Internationale Normen werden in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln nach ISO/IEC-Direktiven, 
Teil 2 erarbeitet. 

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees besteht in dem Erarbeiten von Internationalen Normen. Die 
von den Technischen Komitees angenommenen Internationalen Norm-Entwürfe werden den 
Mitgliedsorganisationen zur Umfrage zur Verfügung gestellt. Für eine Veröffentlichung als Internationale 
Norm wird eine Zustimmung von mindestens 75 % Mitgliedsländer, die abgestimmt haben, benötigt. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

ISO 18452:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206, Fine ceramics, erarbeitet. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Schichtdicke feinkeramischer Schichten 
und keramischer Schichten mit einem Kontaktprofilometer fest. Das Verfahren ist für Schichtdicken im 
Bereich von 10 nm bis 10 000 nm geeignet. 

ANMERKUNG Das Verfahren erfordert eine ausgeprägte und deutlich geformte Grenze zwischen beschichtetem und 
unbeschichtetem Bereich des Grundwerkstoffes (Substrat). 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 3274, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Nominal 
characteristics of contact (stylus) instruments 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
feinkeramische Schicht 
Schicht aus einem feinkeramischen Werkstoff, der die Substratoberfläche dünn bedeckt 

BEISPIEL Typische Werkstoffe sind Oxide, Carbide, Nitride usw., die mit Verfahren wie z. B. Vakuum-
verdampfung, Sputtern, chemische Gasphasenabscheidung aufgetragen wurden. 

4 Kurzbeschreibung 

Diese Internationale Norm beschreibt die Messung der Schichtdicke feinkeramischer Schichten auf einem 
Grundwerkstoff mit einem Kontaktprofilometer. Die Schichtdicke muss aus dem Profil berechnet werden, 
das durch Abtasten mit dem Kontakttastkopf in Richtung C → B → A erhalten wird, siehe Bild 1. Das Profil 
entspricht dem Höhenunterschied zwischen dem mit der feinkeramischen Schicht beschichteten Bereich 
und dem unbeschichteten Bereich. 

5 Prüfumgebung 

Die Prüfung muss in einer Umgebung durchgeführt werden, die frei von mechanischen Schwingungen ist, die 
die Messung beeinflussen können. 
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Legende 

1 Kontakttastkopf 
2 Schicht 
3 Höhenunterschied 
4 Grundwerkstoff 
t Schichtdicke 

Bild 1 — Messprinzip des Kontaktprofilometers 

6 Prüfeinrichtung 

 Kontaktprofilometer 6.1

Das Kontaktprofilometer muss ISO 3274 entsprechen. Das Gerät muss mit Kalibriernormalen für die 
Stufenhöhe kalibriert werden, die nach den in Abschnitt 10 angegebenen Grenzen ausgewählt wurden. 

In der Messtechnik ist es stets sehr wichtig, den Messbedingungen entsprechende Kalibrier- und 
Prüfbedingungen zu haben. Deshalb sollten die Kalibrier- oder zertifizierten Referenzmaterialien möglichst 
exakt der zu messenden Stufenhöhe entsprechen. 

 Kontakttastkopf 6.2

Die Tastspitze eines Kontakttastkopfes besteht aus Diamant und hat eine konische Form. Der Scheitelwinkel 
der Spitze beträgt 60° oder 90°. Der Radius der Spitze beträgt entweder 2 µm, 5 µm, 10 µm oder 12,5 µm. 

ANMERKUNG Der Einfluss des Tastspitzenradius auf die laterale Auflösung des Profils, d. h. die durch Abstumpfung 
der Spitze bedingte verbreiterte Darstellung der Stufenkante (siehe Bild 2), sollte berücksichtigt werden. Bei 
Routinemessungen der Schichtdicke, bei der die endgültige horizontale Auflösung unbedeutend ist, kann dieser Effekt 
jedoch vernachlässigt werden, weil die maßstabgetreue Bildwiedergabe eine sehr viel stärkere Maßstabunterdrückung 
in horizontaler Richtung vorsieht (Vergrößerung in vertikaler Richtung ist viel größer als in horizontaler Richtung). 
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